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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg meto-
dy badania znicksztatcen graticznych matych elemen-
tow rysunku potproduktow poligraficznyeh i drukow,
wykonvwane lupami 1 mikroskopem.

1.2. Zakres stosowania normy

a) Zc¢ wzgledu na rodzaj znicksztalcen graficznych
elementdw rysunku norma dotyczy badania:

— nieostrosct krawedzi rysunku,

— 7nicksztalcen  (deformacii)
I punktow rastrowych,

— otoczki punktu rastrowego,

— pogrubicenia lub pocienienia linii,

— podwodinego konturu,

— pierscieni Newtona,

brzegowych  linii

— marmurka,

— zachlapan (zasklepien),

— zmurzenia,

— powldOrzenia,

— zerwania podloza,

— przenikania 1 odciggania farby,

— cgtek, stoneczek, kropek (plamek).

Charakterystyke tych znieksztalcen podano w nor-
mach dotyezgeych charakterystyki wad potproduktow
poligraficznych').

b) Ze¢ wzgl¢du na rodzaj urzadzen optycznych nor-
ma dotvezy badania za pomocy:

— lup zwyklych, w zakresie ustalenia wystepowania
znicksztatcen,

— lup pomiarowych, w zakresie ustalenia grubosci
(szerokosci) oraz pogrubienia lub pocienienia elemen-
tow rysunku (linii),

") Patrz Informacje dodatkowe p. 5.

— malego mikroskopu warsztatowego, w zakresic
ustalenia wielkoscr znieksztalcen (deformacy) brzego-
wych linit prostych, gdy maja one ksztalt linn faliste)
[ub tamanej (przekroju chropowatosci powierzchni wg
PN-73/M-04251 1 2).

c) Ze wrzgledu na rodza) potproduktow norma do-

rvs. 1

tyczy badania:

— polproduktoéw plaskich, jak: orygmaly wydawni-
cze, negatywy 1 diapozytywy fotograficzne. odbitki dru-
karskie 1 druki,

— polproduktow  zawicrajgeveh
i formy drukowe.

1.3. Zakres stosowania metod badan. Mctode bada-
nia za pomoca lup zwvkivch nalezy stosowaé w warun-
kach produkcyjnych i w przypadku analiz rozjemcezyeh.
Metody badania lupami pomiarowvmi i1 malvm mikro-

rehiel, jak: kopie

skopem warsztatowym nalezy stosowac w przyvpadkach
.analiz rozjemcezych, gdy w normach przedmiotowvch
okreslono ilosciowe wyvmagania w zakresie podanvm
w 1.2b).

2. POBIERANIE I PRZYGOTOWYWANII PROBEK

2.1. Pobieranie probek w przypadku polproduktow
poligraficznych — zgodnie 2z BN-77/7451-02. 7a%
w przypadku drukow — zgodnie 7z PN-77/P-55051.

W przypadku badania mikroskopem. gdy probke na-
lezy wycigc, liczbg sztuk nalezy pobrac¢ jak do badan
niszczacych.

2.2. Przygotowanie probek. Do badania lupg probke
nalezy ustawi¢ (potozy¢) na ptaskie).
W przypadku drukow oprawionych. nalezy zaznaczve
przektadkami miejsca (stronice) przeznaczone do ba-
dan.
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Do badania mikroskopem z kazdej sztuki pobranej
do badan wg 2.1 nalezy wyciaé¢ po 3 wycinki o wymia-
rach 10 X 10 cm.

3. METODA BADANIA LUPA ZWYKLA

3.1. Zasada metody polega na sprawdzeniu lupg wy-
stepowanta znieksztalcen graficznych elementéw rysun-
ku okreslonych w 1.2a).

3.2, Przyrzady

a) Lupa powigkszajgca 10X,

b} Stol montazowy wg BN-68/7418-01.

¢) Sto6l pomiarowy lub stot z ptytag formowa.

3.3. Liczba i miejsce badania. Badanie wyst¢gpowania
znicksztatcen graficznych nalezy wykonaé w co naj-
mniej 5 miejscach, rownomiernie roztozonych na po-
wierzchni probki.

3.4, Opis badania. Probke plaskg nalezy badac¢ na
szyvbie stolu montazowego. W przypadku probki wyko-
nanej na materiale przezroczystym, badania nalezy wy-
kona¢ w swietle przechodzgeym (od dotu o$wietlona
szvba stotu).

W przvpadku probki zawierajgcej relief, badania na-
fezv wykonywad na stole pomiarowym lub na stole
7 pivtg formowy.

Lupg nalezy ustawi¢ na wybranym wg 3.3 polu prob-
ki i sprawdzic wystepowanie znieksztalcen graficznych
wg 1.2a),

3.5. Wynik badania nalezy uznac¢ za:

a) dobry, gdy znicksztatcenia graficzne nie wystgpu-
zadnym z badanvch miejsc lub gdy wystepuja
w zakresie dopuszezalnym normami, '

b) niedobry, gdy co najmniej jedno znicksztalcenie
graficzne jest dostrzegalne lub gdy wystgpuje w za-
kresie przekraczajgcym wymagania norm przedmioto-
wych.

3.6. Ocena wynikow badan

3.6.1. Ocena sztuki. Oryginal, negatyw lub diapozy-
tvw. kopie, form¢ drukowg, odbitkg drukarska nalezy
uznaé za dobrg, jezeli wynik badania jest dobry.

bozemplarz druku oprawionego nalezy uzna¢ za do-
brv. jezehh wyniki badan probek wg 2.2 sg dobre.

3.6.2. Ocena partii. Parti¢ potproduktow poligraficz-
nvch lub drukow nalezy uznac za zgodng z wymagania-
mi normy. jezeli liczba sztuk niedobrych w prébee nie
liczby  kwalifikujace; wg BN-77/7451-02
w przyvpadku polproduktow poligraficznych lub wg
PN-77/P-55051 — w przypadku drukow.

W

przekroczy

4. METODA BADANIA LUPA POMIAROWA

4.1. Zasada metody polega na zmierzeniu lupg po-
miarowy szerokosct (grubosct) do & mm elementow ry-
sunku, glownie kresek.

4.2. Przyrzady

a) Lupa (mikroskop) Brinella, powiekszajgca 25X,
z zakresem pomiaru od 0 do 8 mm, z dziatkg elemen-
tarng 0,05 mm.

by Lupa pomiarowa, powigkszajgca co najmniej 8X,
z zakresem pomiaru od 0 do 8 mm, z dziatkg elemen-

tarng 0.1 mm.

¢) St6t montazowy wg BN-68/7418-01.
d) Stot pomiarowy lub stdét z plytg formowy.

4.3. Liczba i miejsce badania — wg 3.3

&

4.4. Opis badania. Probke plasky nalezy badac¢ na
szybie stolu montazowego. Badania probki wykonane)
na materiale przezroczystym nalezy wykonac¢ w Swietle
przechodzgcym (od dotu oswietlona szyba stolu).

W przypadku probki zawierajgce) relief badanie na-
lezy wykonac na stole pomiarowym lub na stole 7 plvty
formowgy.

Do mierzenia grubosct (szerokoscr) elementow ry-
sunku, zwlaszcza przy grubosciach (szerokosciach) po-
nize; 1 mm nalezy stosowac lupe wg 4.2a). Przy gru-
bosci (szerokosct) powyze) | mm dopuszeza si¢ stoso-
wanie lup wg 4.2b).

Lupe¢ nalezy ustawi¢ na wybranym wg 3.3 polu prob-
ki, nastawi¢ ostros$¢ oraz skalg prostopadle do kierunku
mierzonej linii lub przez punkty wyznaczajgee szero-
kos§¢ (grubosd) elementu rysunkowego. Wyvnik pomiaru
odczytac przez ustalenie liczby kresek na skali migdzy
konturami clementow rysunku (np. kresek).

4.5. Doktadnos¢ badania. Pomiar nalezyv wykonad
w przypadku lup wg 4.2a) 7z dokladnoscig do 0.05 mm
(). do | dziatki na skali) zas w przypadku lup wg
4.2b) 7z dokladnogcig do 0.1 mm (1. do | dzialki na
skali).

4.6. Wynik badania. Za wynik nalezy przyjac roéznicg
pomic¢dzy grubosciy (szerokoscig) badanveh elementow
rysunku probki, a gruboscig analogicznveh elementow
rysunku wzorca (np. orvginatu, odbitki wzorcowej). lub
wymagan podanych w normach przedmiotowych.

4.7. Ocena wynikéw badarn

4.7.1. Ocena sztuki. Oryginal, negatyw lub diapozy-
tyw, kopie, forme drukowg, odbitke drukarsky. cgzem-
plarz druku oprawionego nalezy uznac¢ za dobre, jezeli
nie wystepuja roznice w grubosciach wg 4.6 lub wyniki
badan nie przekraczaja wielkosci
w normach przedmiotowych.

4.7.2. Ocena partii — wg 3.6.2.

dopuszczalnych

5. METODA BADANIA MALYM MIKROSKOPEM
WARSZTATOWYM

5.1. Zasada metody polega na zmierzeniu wielkodcl
znieksztalcen (deformacj) brzegowvch linii prostych,
gdy znieksztatcenia te majg ksztalt hinn falistey lub fa-
manej (przekroju chropowatosci  powierzchni  wg
PN-73/M-04251 rys. 1 1 2) za pomocg matego mikro-
skopu warsztatowego (MMW),

5.2. Przyrzad

§5.2.1. Opis przyrzadu. Mikroskop pomiarowy po-
wigkszajacy 50X, o doktadnosct pomiarow 0,005 mm,
np. maly mikroskop warsztatowy. Przvkiadowy kon-
strukcj¢ matego mikroskopu warsztatowego podano
na rysunku. Zaleca si¢ stosowaniec mikroskopow tzw.
poligraficznych. tj. odpowiednio oprzyrzgdowanych
umozliwiajgcych wykonanie dodatkowych badan. jak
kat trawienia, oraz utatwiajgcych badania np. wielkosci
punktu rastrowego.
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Mikroskop warsztatowy MMW
! — podstawia, 2 — S0 mierniezy, 3 — szyba szklana, 4 — beben Sruby mikrometrvezne) do przesuwu poprzecznego. 5 — beben Sruby
mikrometryesne; do przesuwu podiuznego, 6 — plytka oporowa, 7 — plytka wzorcowa wg PN-72/M-53101, & — dzwignia do przesuwanta®
stotu w kierunko podtuznym. 9 — Kolumna pochylna. 10 1 /1 — Sruby regulujgee pochylenie kolumny, /2 — ramig. /3 — Sruba zaciskowa,
/4 — wbus mikroskopu, /51 16 — pokretlta do przemieszezania tubusa, /7 — obiektyw. /8§ — wymicnna glowica goniometryezna, /9 — oku-
lar obserwacyiny, 20 — okular odezvtowy, 21 — zwicerctadto oswietlajgee podziatke kgtowy glowicy goniometrveznej. 22 — sruba mocujica
slowice gontometrvezng wotubusic. 23 — pokrgtto do obracania podziatki kgtowe). 24 — obudowa zarowk:
5.2.2. Wyposazenie mikroskopu e) oswietlacz do obserwacji w $wietle odbitym,
f) transformator z regulacjg TVO-8/50.
a) obiektyw 5X, 5.2.3. Przygotowanie mikroskopu. Nalezy ustawi¢ ze-
b) okular 10X, ro na:
¢) glowica goniometryczna do pomiaru dlugosci — bgbnie $ruby mikrometrycznej do przesuwu po-
z doswietleniem niskonapigciowym 6 V, 2.7 W, przecznego 4,
d) oswietlacz sieciowy 220 V/40 W do obserwacji — bebnie sruby mikrometrycznej do przesuwu pod-

w Swietle przechodzgcym, tuznego S5,
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— podziatce katowej pochylenia kolumny $rubami
regulujgcymi [0, 11,

— podziatce katowej glowicy goniometrycznej /8
i1 pokretle obrotu stolu mierniczego.

5.3. Liczba i miejsce badania. Badanie nalezy wyko-
na¢ w co najmniej 3 miejscach, rownomiernie roztozo-
nych na powierzchni kazdego wycinka prébki przygo-
towane] do badania wg 2.2.

5.4. Opis badania. Przyrzad przygotowany wg 5.2.3
nalezy potgczy¢ ze 7zrodtem pradu. W zaleznosci od ro-
dzaju podtoza probki badanie nalezy wykonac:

a) w Swietle przechodzgcym, przy probee wykona-
nej na materiale przezroczystym 1 przy uzyciu oswietla-
cza wg 5.2.2d),

b) w Swietle odbitym przy obrébce wykonanej na
materiale nieprzezroczystym 1 przy uzyciu oswietlacza
wg 5.2.2e) w formie reflektora pierScieniowego zamo-
cowanego na oprawie obiektywu.

Probke¢ przygotowany wg 2.2 nalezy umiesci¢ na
pivtce stolika 1 wybra¢ miejsce badania wg 5.3. Za po-
mocg pokretel umicszezonych po obu stronach tubusu
15, 16 1 pokretta obiektywu /7 nalezy ustawi¢ ostrosc.
Za pomocy pokretta 23 znajdujacego si¢ od spodu tar-
czy goniometrycznej nalezy obroci¢ krag 7 siatka i krzy-
zem do wizowania mierzonego przedmiotu. Srubami
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INFORMACIE

1. Instytucja opracowujgca norme¢ — Osrodek Badawczo-Rozwojo-
wy Przemystu Poligraficznego, Warszawa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-65/7439-07

a) rozszerzono zakres przedmiotu normy na wszystkie polproduk-
ty poligraficzne 1 druki,

b) rozszerzono zakres znieksztalcen graficznych elementow ry-
sunku,

¢) wprowadzono elementy ilociowego oznaczania znieksztatcen
graficznych lupami pomiarowymi i mikroskopem.

3. Normy zwigzane
PN-72/M-53101 Warsztatowe srodki pomiarowe. Plytki wzorcowe
PN-73/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowa-
toé¢ powierzchni, Okreslenie podstawowe 1 parametry

mikrometrycznymi 4 i 5 dokona¢ przesuwu stotu mier-
niczego tak, aby linia krzyza pokryla si¢ z krawedzig
badanego elementu rysunku lub z teoretyczng linig
$rednig profilu wg PN-73/M-04251. Nast¢pnie zapisac
wielkosci wyjsciowe znajdujgce si¢ na srubach mikro-
metrycznych oraz dokonac przesuwu stotu mierniczego
tak, aby linia krzyza pokryla si¢ z przeciwlegly kraweg-
dzia elementu rysunku i odczyta¢ kolejng wielkos¢ na
$rubie mikrometrycznej. Wynik badania stanowi rézni-
ca obu odczytow na $rubie mikrometrycznej.

5.5. Dokladno$¢ badania. Badania nalezy wykonac
z doktadnoscia do 0,005 mm.

5.6. Obliczenie wyniku nalezy wykonac
z PN-73/M-04251 jako:

a) wysoko$¢ chropowatoscr wg dziesigciu punktow
chropowatosci (R, ),

zgodnie

b) najwigckszg wysokos¢ chropowatosci(R

5.7. Ocena wynikow badan

5.7.1. Ocena sztuki. Orvgmnal. negatyw lub diapozy-
tyw, kopig. form¢ drukowyg, odbitke drukarskg, egzem-
plarz druku oprawionego nalezy uznac¢ za dobre, jezeli
znicksztatcenia brzegowe linii prostych badanych pro-
bek wyrazone wg 5.6 nie przekrocza wielkos$ci dopusz-
czalnych w normach przedmiotowych.

5.7.2. Ocena partii — wg 3.6.2.

m ax) -
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DODATKOWE

PN-77/P-55051 Druki poligraticzne. Zasady kontroli jakosei konco-
wej 1 odbiorcze;

BN-69/7418-01 Stol montazowy. Wymiary 1 wymagania uzytkowe

BN-77/7451-02 Potprodukty poligraficzne. Pobieranie probek do ba-
dania, poziom kontroli 1 plan badan

4. Normy zagraniczne — nie znaleziono odpowiednikow zagranicz-
nych.

5. Normy dotyczace charakterystyki wad. Dotychczas opracowano
normy w zakresie: oryginalow PN-78/P-55030.04 do 07, negatywow
i diapozytywow PN-77/P-55124, kopii fotochemicznych BN-76/
7432-04, odbitek drukarskich PN-72/P-55207.

6. Autorzy projektu normy — mgr inz. Sepre Rein 1 mgr Ryszard
Godlewski, Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Poligraficz-
nego, Warszawa.
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